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Abstract (en)
A set of parameter values are taken over a period of time allowing correlation to be made between the values providing a more accurate escape
index indication.

Abstract (fr)
Selon le procédé des couples de pression et de température sont enregistrés à l'aide d'un capteur de pression et d'un capteur de température
fixés sur l'enveloppe par l'extérieur et communiquant avec le gaz diélectrique, pour calculer une valeur de densité du gaz diélectrique pour chaque
couple. Simultanément à la pression et à la température, le courant électrique traversant l'appareillage électrique disposé à l'intérieur de l'enveloppe
et un paramètre climatique du milieu environnant l'enveloppe, sont enregistrés pour assigner un index à chaque valeur de densité, ce qui permet de
déterminer le taux de fuite avec une précision améliorée, à partir de taux de fuite indexés qui sont obtenus à l'aide de valeurs de densité de même
index. <IMAGE>
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